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Рассмотрены парные электрон-ионные столкновения в случае сильного поля накачки в условиях, когда осцилляторная скорость электронов значительно превышает их тепловую (дрейфовую) скорость. Показано, что динамику рассеяния тестовых частиц наиболее удобно описывать в рамках точечного отображения. Предложено точечное отображение для описания процесса рассеяния, представляющееся перспективным для использования в быстрых PIC (particle in cell) кодах для корректного учета столкновений. На базе упрощения этого точечного отображения аналитически показано появление особенностей в динамике частиц: многопотоковости, стохастичности, захвата частиц ионом и группировки частиц перед последним «ударом» об ион. В рамках этого отображения получены выражения для эффективного сечения, сечения когерентного излучения и др., совпадающие с численными расчетами [1]. Аналитически получено выражение для интеграла парных столкновений в плазме в дипольном приближении в присутствии сильной ЭМ волны, учитывающее рассеяние частиц на большие углы. Предсказано появление «хвостов» быстрых частиц на дрейфовой функции распределения, спадающих по степенному закону с энергиями вплоть до осцилляторной энергии электронов. Проведено сравнение с экспериментальными результатами [2].
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